
11 Les mesures de température par voie optique
ja

nv
ie
r

20
1

Daniel Hernandez PROMES Odeillo

Les mesures de température par voie optique
yo

n
27

-2
8

j

Thierry Sentenac LAAS Toulouse
Agnès Delmas CETHIL Villeurbanne
J J CETHIL Vill b

rm
iq
ue

–
Ly Jacques  Jay CETHIL Villeurbanne

Benjamin Rémy LEMTA Nancy
Domingos De Sousa Meneses CEMHTI Orléans

em
en

t
th

er

Domingos De Sousa Meneses CEMHTI Orléans

en
ra

yo
nn

e

• la pyroréflectométrie (PROMES, LAAS),

• la pyrométrie multi-spectrale (CETHIL),

rn
ée

s
SF

T • la pyrométrie dans l’UV (LEMTA).

• la pyrométrie au point de Christiansen (CEMHTI-CESTA),

Jo
ur



11
ja

nv
ie
r

20
1

Pyrométrie : 

yo
n

27
-2

8
j

une source/une cible                    un dispositif de mesure  

rm
iq
ue

–
Ly

em
en

t
th

er

• Des propriétés optiques :  ñ() = n() + i k()
•     K • Optique

en
ra

yo
nn

e • , K
• Une épaisseur
• Une texture 
• Un environnement

p q
• Electronique
• Une méthodologie
• Une référence (étalonnage)

rn
ée

s
SF

T
Jo

ur Mesure précise de la Température 



11
ja

nv
ie
r

20
1

UVVisibleIR UVVisibleIR

yo
n

27
-2

8
j UVVisibleIR

oi
r (

u.
a.

)

 300 K
 1000 K
1500 K 0.8

1.0
UVVisibleIR

 n
oi

r  300 K
 1000 K
1500 K

rm
iq
ue

–
Ly

 u 
co

rp
s 

no 1500 K
 2000 K
 2500 K
 3000 K

0 4

0.6

 

e 
du

 c
or

ps
m

al
is

ée

1500 K
 2000 K
 2500 K
 3000 K
 6000 K

em
en

t
th

er

m
in

an
ce

 d

0.2

0.4

Lu
m

in
an

ce
no

rm

en
ra

yo
nn

e

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Lu
m

Nombre d'onde (cm-1)
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

0.0

L

Nombre d'onde (cm-1)

rn
ée

s
SF

T
Jo

ur

On n’a pas toujours des corps noir à mesurer…..
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Hypothèse : indicatrices de réflexion similaires pour 2  proches
Conditions: Corps opaque sans réflexion parasite sur la surface visée
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2 réflectivités bidirectionnelles avec l’introduction d’un
facteur indépendant de permettant la résolution du 
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Méthode validée et testée sur les installations solaire et les réacteurs de fusion (ITER) (Publications).
Existence de prototypes commercialisés de type industriel
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